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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE
____________

APPAREILLAGE À HAUTE TENSION –

Partie 308: Guide pour la séquence d'essais T100a de coupure
de courants de court-circuit asymétriques

AVANT-PROPOS
1) La CEI (Commission Électrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée

de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de
favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de
l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes internationales.
Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le
sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en
liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation
Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.

2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure
du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés
sont représentés dans chaque comité d’études.

3) Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations internationales. Ils sont publiés
comme normes, spécifications techniques, rapports techniques ou guides et agréés comme tels par les Comités
nationaux.

4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent à appliquer de
façon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEI dans leurs normes
nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEI et la norme nationale ou régionale
correspondante devrait être indiquée en termes clairs dans cette dernière.

5) La CEI n’a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d’approbation et sa responsabilité
n’est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme à l’une de ses normes.

6) L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments du présent rapport technique peuvent faire l’objet de
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour responsable de ne
pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La tâche principale des comités d’études de la CEI est l’élaboration des Normes inter-
nationales. Toutefois, un comité d’études peut proposer la publication d’un rapport technique
lorsqu’il a réuni des données de nature différente de celles qui sont normalement publiées
comme Normes internationales, cela pouvant comprendre, par exemple, des informations sur
l’état de la technique.

Un rapport technique ne devrait pas nécessairement être révisé avant que les données qu’il
contient ne soient plus jugées valables ou utiles par le groupe de maintenance.

La CEI 62271-308, qui est un rapport technique, a été établie par le sous-comité 17A:
Appareillage à haute tension, du comité d’études 17 de la CEI: Appareillage.

Le texte de ce rapport technique est issu des documents suivants:

Projet d’enquête Rapport de vote

17A/596/CDV 17A/616/RVC

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti à l'approbation de ce rapport technique.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 3.

Ce document, purement informatif, ne doit pas être considéré comme une Norme inter-
nationale.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
____________

HIGH-VOLTAGE SWITCHGEAR AND CONTROLGEAR –

Part 308: Guide for asymmetrical short-circuit
breaking test duty T100a

FOREWORD
1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organisation for standardisation comprising

all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote
international co-operation on all questions concerning standardisation in the electrical and electronic fields. To
this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is
entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may
participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organisations liasing with
the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International Organisation for
Standardisation (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organisations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters express, as nearly as possible, an
international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation
from all interested National Committees.

3) The documents produced have the form of recommendations for international use and are published in the form
of standards, technical specifications, technical reports or guides and they are accepted by the National
Committees in that sense.

4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International
Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any
divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly
indicated in the latter.

5) The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any
equipment declared to be in conformity with one of its standards.

6)  Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this technical report may be the subject of
patent rights. The IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

The main task of IEC technical committees is to prepare International Standards. However, a
technical committee may propose the publication of a technical report when it has collected
data of a different kind from that which is normally published as an International Standard, for
example “state of the art”.

Technical reports do not necessarily have to be reviewed until the data they provide are
considered to be no longer valid or useful by the maintenance team.

IEC 62271-308, which is a technical report, has been prepared by subcommittee 17A: High-
voltage switchgear and controlgear, of IEC technical committee 17: Switchgear and
controlgear.

The text of this technical report is based on the following documents:

Enquiry draft Report on voting

17A/596/CDV 17A/616/RVC

Full information on the voting for the approval of this technical report can be found in the report
on voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 3.

This document which is purely informative is not to be regarded as an International Standard.
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Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2008. A cette
date, la publication sera
• reconduite;
• supprimée;
• remplacée par une édition révisée, ou
• amendée.
.
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The committee has decided that this publication remains valid until 2008. At this date, in
accordance with the committee's decision, the publication will be

• reconfirmed;
• withdrawn;
• replaced by a revised edition, or
• amended.
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NUMÉROTATION COMMUNE DES NORMES TOMBANT SOUS LA RESPONSABILITÉ
DU SC 17A ET DU SC 17C

En accord avec la décision prise lors du meeting commun des SC 17A et SC 17S à Frankfurt
(article 20.7 de 17A/535/RM), un système commun de numérotation sera établi pour les
normes tombant sous la responsabilité du SC 17A et du SC 17C. La CEI 62271 avec le titre
«Appareillage à haute tension» constitue la base de la norme commune.

La numérotation suivra le principe suivant:
a) Les normes communes préparées par le SC 17A et le SC 17C commenceront avec la CEI

62271-001;
b) Les normes du SC 17A commenceront avec la CEI 62271-100;
c) Les normes du SC 17C commenceront avec la CEI 62271-200;
d) Les guides préparés par le SC 17A et le SC 17C commenceront avec la CEI 62271-300.

Le tableau ci-dessous met en évidence les nouveaux numéros par rapport aux anciens:

Partie Titre Ancien numéro

001 Spécifications communes IEC 60694
IEC 60517

100 Disjoncteurs à haute tension à courant alternatif IEC 60056

101 Essais synthétiques IEC 60427

102 Sectionneurs et sectionneurs de terre à haute tension à courant alternatif IEC 60129

103 Interrupteurs pour tensions assignées supérieures à 1 kV et inférieures à 52 kV IEC 60265-1

104 Interrupteurs pour tensions assignées égale ou supérieure à 52 kV IEC 60265-2

105 Combinés interrupteurs-fusibles à haute tension à courant alternatif IEC 60420

106 Contacteurs et démarreurs de moteurs à haute tension à courant alternatif IEC 60470

107 Combinés appareillage-fusibles à haute tension 1

108 Switchgear having combined functions 2

109 Alternating-current series capacitor by-pass switches

200 Appareillage sous enveloppe métallique pour courant alternatif de tensions assignées
supérieures à 1 kV et inférieures ou égales à 52 kV

IEC 60298

201 Appareillage sous enveloppe isolante pour courant alternatif de tension assignée
supérieure à 1 kV et inférieure ou égale à 38 kV

IEC 60466

202 Postes préfabriqués haute tension/basse tension IEC 61330

203 Appareillage sous enveloppe métallique à isolation gazeuse de tension assignée égale
ou supérieure à 72,5 kV

IEC 60517

204 Raccordements directs entre transformateurs de puissance et appareillage sous enve-
loppe métallique à isolation gazeuse de tension assignée égale ou supérieure à 72,5 kV

IEC 61640

300 Guide pour la qualification sismique IEC 61166

301 Guide pour l’établissement et la coupure de charge inductive IEC 61233

302 Guide pour la procédure d'essai d'établissement et de coupure de courants de court-
circuit et de courants de charge pour les disjoncteurs sous enveloppe métallique et à
cuve mise à la terre

IEC 61633

303 Utilisation et manipulation de gaz hexafluorure de soufre (SF6) dans l'appareillage à
haute tension

IEC 61634

304 Spécifications complémentaires pour l'appareillage sous enveloppe de 1 kV à 72,5 kV
destiné à être utilisé dans des conditions climatiques sévères

IEC 60932

305 Raccordement de câbles pour appareillage sous enveloppe métallique à isolation
gazeuse de tension assignée égale ou supérieure à 72,5 kV

IEC 60859

306 Raccordements directs entre transformateurs de puissance et appareillage sous enve-
loppe métallique à isolation gazeuse de tension assignée égale ou supérieure à 72,5 kV

IEC 61639

307 Utilisation de l'électronique et des technologies associées dans les équipements
auxiliaires de l'appareillage

IEC 62063

308 Guide pour la séquence d'essais T100a de coupure de courants de court-circuit
asymétriques

IEC 62215

                                                     
1 A publier.
2 A publier.
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COMMON NUMBERING OF STANDARDS FALLING
UNDER THE RESPONSIBILITY OF SC 17A AND SC 17C

In accordance with the decision taken at the joint SC 17A/SC 17C meeting in Frankfurt (item
20.7 of 17A/535/RM) a common numbering system will be established of the standards falling
under the responsibility of SC 17A and SC 17C. IEC 62271 (with title High-voltage switchgear
and controlgear) is the basis of the common standard.

Numbering of the standards will follow the following principle:
a) Common standards prepared by SC 17A and SC 17C will start with IEC 62271-001;
b) Standards of SC 17A will start with IEC 62271-100;
c) Standards of SC 17C will start with number IEC 62271-200;
d) Guides prepared by SC 17A and SC 17C will start with number IEC 62271-300.

The table below relates the new numbers to the old numbers:

Part Title Old number

1 Common specifications IEC 60694
IEC 60517

100 High-voltage alternating current circuit-breakers IEC 60056

101 Synthetic testing IEC 60427

102 High-voltage alternating current disconnectors and earthing switches IEC 60129

103 High-voltage switches for rated voltages above 1 kV and less than 52 kV IEC 60265-1

104 High-voltage switches for rated voltages of 52 kV and above IEC 60265-2

105 High-voltage alternating current switch-fuse combinations IEC 60420

106 High-voltage alternating current contactors and contactor based motor-starters IEC 60470

107 High-voltage alternating current switchgear-fuse combinations 1

108 Switchgear having combined functions 2

109 Alternating-current series capacitor by-pass switches

200 Metal enclosed switchgear and controlgear for rated voltages up to and including 52 kV IEC 60298

201 Insulation-enclosed switchgear and controlgear for rated voltages up to and including 52 kV IEC 60466

202 High-voltage/low voltage prefabricated substations IEC 61330

203 Gas-insulated metal enclosed switchgear for rated voltages of 72,5 kV and above IEC 60517

204 High-voltage gas-insulated transmission lines for rated voltages of 72,5 kV and above IEC 61640

300 Guide for seismic qualification IEC 61166

301 Guide for inductive load switching IEC 61233

302 Guide for short-circuit and switching test procedures for metal-enclosed and dead tank
circuit-breakers

IEC 61633

303 Use and handling of sulphur hexafluoride (SF6) in high-voltage switchgear and controlgear IEC 61634

304 Additional requirements for enclosed switchgear and controlgear from 1 kV to 72,5 kV to be
used in severe climatic conditions

IEC 60932

305 Cable connections for gas-insulated metal-enclosed switchgear for rated voltages above 52 kV IEC 60859

306 Direct connection between power transformers and gas-insulated metal-enclosed switchgear
for rated voltages above 52 kV

IEC 61639

307 The use of electronic and associated technologies in auxiliary equipment of switchgear and
controlgear

IEC 62063

308 Guide for asymmetrical short-circuit breaking test duty T100a IEC 62215

___________
1 To be published.

2 To be published.
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APPAREILLAGE À HAUTE TENSION –

Partie 308: Guide pour la séquence d'essais T100a de coupure de
courants de court-circuit asymétriques

1 Généralités

1.1 Domaine d'application

Ce rapport technique contient des informations et des procédures d'essais applicables aux
essais de type sur disjoncteurs pour la démonstration du pouvoir de coupure en court-circuit
durant la séquence d'essais avec courant asymétrique (T100a) telle que requise par la
CEI 62271-100.

Ce rapport technique couvre toutes les situations d'essais possibles c'est-à-dire essais en
monophasé, essais en triphasé, essais directs, essais synthétiques, facteurs de premier pôle
1,3 et 1,5.

Les procédures d'essais données dans la CEI 62271-100 pour la vérification du pouvoir de
coupure en court-circuit durant la séquence d'essais avec courant asymétrique (T100a) sont
seulement valables lorsque la constante de temps c.c. du circuit d'essais est égale ou proche
de la constante de temps c.c. assignée du pouvoir de coupure assigné en court-circuit.

Ce rapport technique peut être généralement appliqué et donne les règles à suivre lorsque la
constante de temps c.c. du circuit d'essais est égale ou différente de la constante de temps
c.c. assignée du pouvoir de coupure assigné en court-circuit. Des tolérances sur les
paramètres d'essais sont aussi données de façon à permettre de couvrir plus d'une constante
de temps c.c. assignée avec une seule série d'essais. Ce concept d'équivalence de l'asymétrie
peut aussi aider l'utilisateur à établir une équivalence entre les besoins du réseau et les
exigences relatives aux caractéristiques assignées.

Lorsque la constante de temps c.c. du circuit d'essais est différente de la constante de temps
c.c. assignée du pouvoir de coupure assigné en court-circuit, les procédures d'essais données
dans la CEI 62271-100 ne peuvent pas être appliquées directement et il convient que les
procédures d'essais données dans ce guide soient suivies. Les procédures données dans ce
rapport technique sont aussi pleinement applicables lorsque que la constante de temps c.c. du
circuit d'essais est égale à la constante de temps c.c. assignée du pouvoir de coupure assigné
en court-circuit.

1.2 Documents de référence

CEI 62271-100:2001, Appareillage à haute tension – Partie 100: Disjoncteurs à courant
alternatif à haute tension

CEI 60427:2000, Essais synthétiques des disjoncteurs à courant alternatif à haute tension

2 Définitions

2.1
durée minimale d'interruption
somme de la durée minimale d'ouverture, temps minimal de la protection par relais (0,5 cycle),
et la durée minimale d'arc du premier pôle qui coupe, lors de la séquence T100a seulement, tel
que spécifiée par le constructeur. Il convient que cette définition soit utilisée seulement pour la
détermination des paramètres d'essais durant les essais de coupure de courants de court-
circuit selon la séquence d'essais T100a.
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